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SN74ABT853DW

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kondycja towaru

Typ obudowy
Minimalna ilo$¢ zakupu MOQ

Typ obudowy wedtug producenta

UKLAD SCALONY SCAN TEST DEV W/OBT 24-SOIC

44,27 zt

35,99 zt

Dostepny

5 + 14 dni roboczych
A-291387
IMP-191377

Fabrycznie nowy lub nowy
magazynowany

24-S0OIC
1

24-SOIC (0.295-INCH, 7.50mm
Width)
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